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- ELEMENTY Elementy optoelekironiczne 3375'0202
POLPRZEWODNIKOWE Fotorezystory — - =
Metoda pomiary stalej czasowej BN.S&";;’;;_OQ
R - i Grupa kotalogowa 1929 J

1. Przedmiot arku._uza normy. Przedmiotem arkusza ner-
my jest metoda pomiaru stalej czésowej fotorezystora prze-

‘znaezonego do detekcji promieniowania podczerwonego w za-
kresie widmowym od 0,7 do 3 pm.

2. Uklad pomiarowy -'wg rysunku.

| | i s
| — 6 |
"o | "
R R
I | 1 (|51 7 8 10
l )
| 4
2 | ||
T
i
1 - zaréwka wstegowa, 2 - silnik modulatora, 3- tarcza’
medulatora, 4 - komore $wiatloszczelna, 5- fotorezystor
‘czuly na promieniewanie pedczerwone, 6 - Zrddio zasila-

nia, 7 - rezystor obcigzenia, 8§ - mikrowoltomierz z przed-
wzmacniaczem, 9 - ekran elektrostatyczny, 10 - analiza-
tor czestoéci, II- przesiona

' i nganin"d&yczgde ‘elementéw ukiadu pémiarowegg

a) wilgotnosé wzgl'gdna‘ﬁ komorze $§wiatloszczelnej -
nie wigksza nit 75%; |

‘b) temperatura otoczenia (t,,,, ) W czasie wykon,ywanla
‘pomiaru powinna byé réwna 293 £ 2 K (2012 26y :

c) temperatura barwowa zaréwki wstegowej 2850 °c;

d) Zrdédia promieniowania (zaréwka wste gowd) oraz sil-
niki'modulatora zasilaé zgodnie z warunkami podanymi w me-
tryce Zrédta i silnika, tzn. stosujgc stabilizator napigcia
oraz zasilacz staloprgdowy o dokladnosci stabilizacji prag-

dowej < 10_4;

¢) napigcie szuméw zasilania fotorezystora podczerwie-

“ni powinno by¢é mniejsze niz 10 % wartoéci napiecia szuméw

fotorezystora czulego na premieniowanie podczerwone;

f) analizator czestodci powinien mierzyé czestoéé z

- dokladnodciy do trzeciej cyfry znaczacej w danym zakresie

pomiarowym;

g) uchwyty fotorezystora promieniowania podczerwonego
i Zrédia swiatla powinny umozliwié ustawienie fotorezysto-
ra i Zrddla w osi optycznej oraz umozliwiaé zmianq' mocy
promieniowania ﬁadajq,cego na fotorezystor bez zmiany pa-

rametréw zasilania.

4. Koleinoéé czymmo$ci przy pomiarze

a) wigczydé zasilanie Zrdédla promieniowania i  ustalié

wymagang warto$é natezenia pradu zasilajqcé go  zardwka
wstegowy ;

b) ustalié takq moc promieniowania padajacego na po-

- wierzchnie czynng fotorezystora, aby stosunek sygnatu dc;

szumu byt nie wiekszy niz 1000, przy czestotliwodci modu-

lacji 1 kHz;

c) ustalié mozliwie najnizszg cze¢stotliwo$é modulacji i

. ‘dokenaé odczytu napiecia sygnalu i czestotliwosci na mi-

liwoltemierzu i analizatorze czestotliwodci;

d) zwiekszadé stopniowo czestotliwo$é modulacji promie-

‘niowania padajgcego na péw.ierzchniq czynng fotorezystors,
‘az do czestotliwosdci, przy ktérej napigecie sygnatu spadnie

_;o 3 dB w stosunku do napiecia sygnatu przy czestotliwosci

bliskiej zero Hz; %

e) obliczyé stalg czasowa (r) wg wzoru

2xf,

w ktérym f,, - czestotliwodé modulacji, pfzy ktérej napie-
cie sygnalu spada o 3 dB w stosunku do napiecia sygnatu

przy czestotliwosci bliskiej zeru.
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5. Warunki pomiaru, Norma przedmiotowa powinna okreé- b) wartodé napigcia zasilania fotorezystora,
lad: P _ ' c) zalecang warto$é rezystancji obcigzenia fotorezystora,
' a) temperature barwows zaréwki wstegowej przy pomia- d) wartoédé stalej czasowej fotorezystora czulego na pro-
rze stalej czasowej, | mieniowanie podczerwone. '

KONIEC

INFORMACIE DODATKOWE

1. InSt.Vtqua_opracowuera no'rmq--f Naukowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw - Zaklad Produkcji Podzespotdw

Elektronicznych w Toruniu.

2. Autorzy projektu normy - mgr Bolestaw Mirowski i mgr-Janusz Pawlak - Naukowo-Produkcyjne Centrum Pdélprze-
wodnikéw - Zaklad Produkcji Podzespoléw Elektronicznych w Toruniu. |



